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QUALITATSSICHERUNG
BIS INS KLEINSTE
DETAIL.

Das Besondere an Quality Analysis: Fur alle
Materialien und jede Anforderung stehen Ihnen
bei uns die passenden Experten und
Analyseverfahren zur Verfugung.

Unsere Leistungsbereiche:
Industrielle Computertomographie
Industrielle Messtechnik
Technische Sauberkeit
Materialographie
Chemische Analytik
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INDUSTRIELLE
COMPUTERTOMOGRAPHIE
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WAS GIBT ES NEUES?

Zerstoérungsfreie Messung und Prifung
elektrostatisch sensibler Bauelementen (ESDS-Teile)
in ESD-Schutzzone

= ESD-Schutzzone (EPA, eletrostatic protected area)

= Einrichtung entspricht den Vorgaben der Norm
DIN EN 61340-5-1 (VDE 0300-5-1), welche die
allgemeine Anforderungen zum Schutz von
elektronischen Bauelementen beschreibt

» ESD-Kontrollelemente, wie z.B. Arbeitsflache, LED-
Lupenleuchte, Handgelenkarmband, Bodenbelag,
Stuhl und Bekleidung, wurden durch externes
Pruflabor qualifiziert

= Regelmallige interne Verifizierung mit eigenen
kalibrierten Messgeraten

= Geschultes, unterwiesenes Personal

= Kontinuierliches Umgebungsmonitoring
(Temperatur und relative Luftfeuchte)

= Zutritt des Personal in ESD-Schutzzone nur nach
Test der Ableitfahigkeit (PGT, personnel grounding
tester)

1 ACHTUNG
ESD GESCHUTZTER BEREICH

VORSICHTSMASSNAHMEN
BEI HANDHABUNG ‘
LS ELEKTROSTATISCH
ENTLADUNGSGEFAHRDETER \
4 BAUELEMENTE
BEACHTEN
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DER ZERSTORUNGSFREIE BLICK
INS BAUTEILINNERE.

Mit Hilfe der Industriellen Computertomographie messen und analysieren wir die innere und dul3ere
Beschaffenheit Ihrer Bauteile und treffen Aussagen Uber Porositaten, Defekte, Risse, Wandstarken,
Montagezustande oder machen Soll-Ist-Vergleiche.

Rasche und zuverladssige Messergebnisse dank hoher maschineller und personeller Kapazitaten
Akkreditierte Messraume mit Uber 1.000 m?

Moderner und flexibler Maschinenpark: Varian, ZEISS und GE

Datenauswertung mit VG StudioMax 3.2 und GOM Inspect Professional

Kleinst- und Grol3bauteile aller Materialien

Mit viel Erfahrung und fundiertem Fachwissen holen unsere Experten das Beste aus jeder Analyse
heraus, damit Sie sich auf exzellente Messergebnisse verlassen kdnnen.
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WAS GIBT ES NEUES?

Mit unserem neuen hochauflosenden 3D-
Computertomograph GE nanotom m haben wir

nun die Moéglichkeit CT-Untersuchungen im Mikro-

und Nanometerbereich durchzufuhren.

Mit einer Detailerkennbarkeit bis zu 0,2 pm
kdnnen wir Material- und Bauteileigenschaften
noch hochaufldsender darstellen und die Lucke
zur Materialmikroskopie schliel3en.

Anwendungsbeispiele:

Hochauflésende Sicherheits- und
Qualitatsprufungen von Lithium-lonen-
Batterien

Analyse von Beschichtungen und
Materialeigenschaften

Struktur- und Schadensanalyse von
Elektronikkomponenten und Halbleiter

Detaillierte Analyse von Form,- Gro3en- und
Volumen von Pulverpartikel aus der additiven
Fertigung

+ TECHNISCHE DATEN GE nanotomm +

Erzielbare Voxel-MindestgrofRe: <300 nm (0,3 pm)
Spannung: 180 kV

Maximale Targetleistung der Elektronenquelle: 15 W
Probengrofle: 240 mm, Hohe: 250 mm
Probengewicht: 3 kg

5-Achsen-Technologie mit 360°-Rundtisch

Quelle: Carl Zeiss AG, General Electric Deutschland Holding GmbH
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WAS GIBT ES NEUES?

Korrelativer Workflow: NANO-CT und FIB-SEM

Die Materialforschung erfordert zunehmend
mehrstufige Untersuchungen oder die
Kombination verschiedener Analysemethoden
des gleichen Interessenbereichs.

Nehmen wir zum Beispiel eine Lithium-lonen-
Batterie: Mit der Nano-CT erhalten wir
verschiedene 2D- und 3D-Ansichten der Batterie
und kdnnen auf Kornebene die Verteilung des
aktiven Kathodenmaterials zerstorungsfrei
untersuchen. Die Verteilung, Homogenitat und
Dichte des aktiven Materials sind wichtige
Parameter, um die Leistungsfahigkeit der Batterie
zu bestimmen. Im korrelativen Workflow haben
wir nun die Méglichkeit, auffallige Stellen mit noch
hoherer Auflosung weiter zu analysieren. Die
detektierten Stellen kdnnen wir gezieltim
Crossbeam praparieren und analysieren. Durch
verschiedene Detektoren kdonnen wir weiterhin
beispielsweise Materialkontraste visualisieren und
durch ein qualitatives Mapping analysieren. oo WersbHberger. Amirens Kopp, Timo Beminaler.Gerpard Sennerdor | aier NSttt fir Marerialforschung:
a
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WAS GIBT ES NEUES?

Stresstest + Analytik

Detektion und Analyse von Materialveranderung und
Bauteilverhalten durch gezielte Stresssimulationen, wie

» Thermisches Stressen: Temperaturschock,
Klimawechsel oder Temperaturwechsel

= Stressen unter definierten Umgebungsbedingungen
(Umweltsimulation)

= Korrosionswechseltest
» Salzspruhnebeltest

Durch die gezielte Anwendung von Bauteilstress-
simulationen kdnnen wir in der nachgelagerten Analytik
Formveranderungen am Bauteilen oder Fehlerbilder, wie
z.B. Risse, Bruche, EinschlUsse oder Montagezustande
detektieren und analysieren. Wir bieten hierfur eine
grol3e Bandbreite an zerstdérungsfreien und zerstérenden
Analysemdglichkeiten.

Insbesondere fur Elektronikkomponenten, wie z.B.
Leiterplatten, aber auch Kunststoff- oder
Keramikbauteile bietet die umfangreiche Analytik ein
besseres Verstandnis Uber die Schadigungsverlaufe und
das Schadigungsverhalten am Bauteil.
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3D-COMPUTERTOMOGRAPHIE.

Zerstérungsfreie Analyse von komplexen Innen-und
Aullengeometrien

» Hochauflosende Darstellung des 3D-Volumens
mit einer Detailerkennbarkeit bis 0,3 pm

= Messtechnische Auswertung von
Regelgeometrien und Freiformflachen

= Geometrievergleich, wie z.B. Soll-Ist-Vergleich

= Vielseitige volumenbasierte Analysemoglich-
keiten, wie z.B. Defektanalyse, Porositats- und
Einschlussanalyse, Montagekontrolle,
Schaumstrukturanalyse

= Bauteile diverser Materialien mit bis zu 550 mm
Durchmesser und 1200 mm Hdohe

i iiiEEzei

guality analysis



2D-RONTGENINSPEKTION.

2D-Réntgeninspektion fur zielsichere
Fehlererkennungin Echtzeit

» Hochauflésende 2D-Rdntgenbilder mit einer
Detailerkennbarkeit bis 0,5 ym

» Qualifiziertes und zertifiziertes Personal nach DIN
EN ISO 9712 sowie IPC-A 600 und IPC-A 610

» Flachenbasierte Analysemoglichkeiten durch
Planar-CT

= Vorabinspektion fur 3D-Computertomographie
und mikroskopische Materialanalysen

= Zerstdérungsfreie Prifung hochwertiger Aufbau-
und Verbindungstechnik, zum Beispiel fur die
Lotstelleninspektion oder Halbleiterinspektion
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TECHNISCHE AUSSTATTUNG.

Mit unseren vielseitigen CT-Anlagen haben wir die Moéglichkeit CT-Untersuchungen bis in den Mikro-
und Nanometerbereich durchzufuhren.

A

VARIAN 800 (450 kV, 3D-CT)

METROTOM 800 (225 kV HR, 3D-CT)

GE vl tome | x (300 kV, 3D-CT)

GE microme | x (180 kV, 2D-Rontgen)

GE nanotom m (180 kV, 3D-CT)

ZEISS Crossbeam 350 (FIB-SEM)

l T | l i

200 10 7 35 0,2 <0,01 Bestmdgliche Auflésung in pm
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TECHNISCHE AUSSTATTUNG.

Breites Leistungsspektrum fur unterschiedlichste Kundenanforderungen

Umfangreiche Analysemdglichkeiten im Bereich 2D-Réntgeninspektion und 3D-
Computertomographie unabhangig von Bauteilgréf3e und Material

GE nanotomm GE microme| x ZEISS Metrotom 800 GE v|tome|x Varian Actis 800
180kV 180kV 225kV 300kV 450kv
(2D-Rontgen)

'loJ

ORORA MOTION

Quelle: Carl Zeiss AG, General Electric Deutschland Holding GmbH
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NORMENGERECHTE PRUFVERFAHREN.
AUSGEZEICHNETE QUALITATSSICHERUNG.

Akkreditiertes Priflabor nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018

Unsere Akkreditierung bedeutet fur Sie vor allem eins: Sicherheit. Sie kdnnen sich auf hohe
Sicherheitsstandards, exzellente Leistungen und garantierte Qualitatsstandards verlassen. Wir
begleiten Sie als Partner in der Produktentwicklung, bei Innovationen und sichern gemeinsam mit
Ihnen die Produktqualitat.

Vorteile der Akkreditierung:

» Unparteilichkeit und Vertraulichkeit

» Internationale Gultigkeit (ILAC)

» Verlasslichkeit durch Konformitatsbewertung

» Reproduzierbarkeit und Vergleichbarkeit

= Normenkonforme Mess- und Analysemethoden

» Hdchste Anforderungen an den technischen Standard

= Kontrolle des Managementsystems und der
Kompetenz des Fachpersonals s {( DAKKS

NN Deutsche
Dl Alkreditierungsstelle
D-PL-11108-01-00

* Den Umfang der Akkreditierung entnehmen Sie dem Anhang unserer Akkreditierungsurkunde. Diese finden Sie auf unserer Homepage. qua | ICy ana |yS|S



QUALITATSSICHERUNG IN NURTINGEN
UND DER SCHWEIZ.

Von unseren Standorten ist eine weltweite Realisierung Ihrer Projekte mdglich.

DEUTSCHLAND

Grol3er Forst 1
D-72622 Nurtingen

WWw.ga-group.com

SCHWEIZ

Badenerstrasse 13
CH-5200 Brugg

WWw.ga-group.com
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ANSPRECHPARTNER.

DEUTSCHLAND

Peter Ernst Sascha Raschinsky
Geschaftsfuhrung Vertrieb
COO

Telefon +49 (0) 7022 2796-620
Mobil  +49(0) 152 299 289 70 3
Email  p.ernst@ga-group.com 7

Telefon +49(0) 7022 2796-623
Mobil  +49(0) 176 403 646 37
Email  s.raschinsky@qa-group.com

Peter Mohl
Vertrieb

Telefon +49 (0) 7022 2796-622
Mobil ~ +49(0) 173 947 9327
Email  p.mohl@qga-group.com
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ANSPRECHPARTNER.

SCHWEIZ

Sascha Raschinsky
COO
Technologie und Vertrieb

Telefon +41(0) 56 223 954 6
Mobil ~ +41(0) 79 155 108 7
Email  s.raschinsky@qa-group.com
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